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EN 61007:1997

Foreword

The text of the International Standard IEC 1007:1994, prepared by IEC TC 51, Magnetic
components and ferrite materials, together with common modifications prepared by Reporting
Secretariat SR 51, was submitted to the formal vote and was approved by CENELEC as
EN 61007 on 1997-03-11.

The following dates were fixed:

— latest date by which the EN has to be implemented
at national level by publication of an identical
national standard or by endorsement (dop}) 1998-03-01

— latest date by which the national standards conflicting
with the EN have to be withdrawn (dow) 1998-03-01

Annexes designated "normative” are part of the body of the standard.
In this standard, annex ZA is informative.
Annex ZA has been added by CENELEC.

Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 1007:1994 was approved by CENELEC as a
European Standard with agreed common modifications as given below.

COMMON MODIFICATIONS
Contents

Replace "4.2.1 Safety screen position” by "4.2.1 Protective screen position”.

3.» Replace "safety screen” by "protective screen”.
*
Add llowing note after the definition:

NOTE: Sprotective" is often replaced by "safety", "isolating”, or "earth",

Q

4.2.1 Replac@afety screen” by "protective screen” in the title and throughout the text.

Replace the note Q

NOTE: "protectivz en replaced by “safety", “isolating”, or "earth".

4.4.18.2 Replace “safet;i‘tﬂegs" by "protective screens” in the title and throughout the
text. @

NOTE: "protective” is often replaces by “safety”, "isolating", or "earth".

/ZQL
%
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Replace the note by:
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EN 61007:1997

Normative references to international publications

with their corresponding European publications

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other
publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and
the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or
revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated
in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication
referred to applies (including amendments).

NOTE: When an international publication has been modified by common maodifications, indicated by (mod),
the relevant EN/HD applies.

Publication Year

IEC 27 series
IEC 44-4 1980
IEC 50 series
IEC 68-1 1988
+ A1 1992
IEC 68-2-1 1990
A1l 1993

|EC)}¢-2 1974
Al 1993
X

IEC 6 28\ 1969

IEC 68-2-6 O,1982
IEC 68-2-7 0983

+ A1
IEC 68-2-10 19

IEC 68-2-13 1983

Title

Letter symbols to be used in electrical
technology

Instrument transformers
Part 4: Measurement of partial discharges

International electrotechnical vocabulary
(IEV)

Environmental testing
Part 1: General and guidance
Part 2: Tests - Tests A: Cold

Test B: Dry heat

Test Ca: Damp heat, steady state
Test Fc and guidance: Vibration (Sinusoidal)
Test Ga and guidance: Acceleration, steady

state

est J and guidance: Mould growth

@t M: Low air pressure

3

1) EN 60068-1 also includes corrigen@ october 1988 to IEC 68-1.
2} EN 60068-2-2 includes supplement A: to IEC 68-2-2.

3) HD 323.2.3 S2 includes A1:1984 to IE
4) HD 323.2.6 S2 is superseded by EN 60

March 1995.

\
%,

EN 60068-1"

EN 60068-2-1
A1

EN 60068-2-22
A1l

HD 323.2.3 s2¥

HD 323.2.6 S2¢

EN 60068-2-7
HD 323.2.10 S3

HD 323.2.13 S1

1994

1993
1993

1993
1993

1987

1988

1993

1988

1987

68-2-3
(@'1995, which is based on IEC 68-2-6:1995 + corrigendum
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EN 61007:1997

Publication

IEC 68-2-14
+ A1

IEC 68-2-17
A4

IEC 68-2-20
+ A2

IEC 68-2-21

A2
A3

IEC 68-2-27
IEC 68-2-29
lEC 68-2-30
+ A1l

IEC 68-2-42
IEC 68-2-45
IEC 68-2-52

IEC 68.2-58

5.

IEC 27

1984
1986

1978
1991

1979
1987

1983

1991
1992

1987

1987

1380

1985

1982

1980

1984

1989

1981

IEC 367-1 01 982

Al
A2

IEC 551 (mod)

e

18

Title

Test N: Change of temperature
Test Q: Sealing
Test T: Soldering

Test U: Robustness of terminations and
integral mounting devices

Test Ea and guidance: Shock

Test Eb and guidance: Bump

Test Db and guidance: Damp heat, cyclic
(12 + 12 hour cycle)

Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts

and connections

Test Xa and guidance: Immersion in
cleaning solvents

Test Kb: Salt mist, cyclic {sodium chloride
solution)

Test Td: Solderability, resistance to
dissolution of metallization and to soldering
heat of Surface Mounting Devices (SMD)

Partial discharge measurements
Cores for inductors and transformers for

telecommunications
Part 1: Measuring methods

etermination of transformer and reactor
nd levels

3

®

EN/HD

HD 323.2.14 S2

HD 323.2.17 S4°

HD 323.2.20 S3
EN 60068-2-21%

A2
A3

EN 60068-2-27

EN 60068-2-29”

HD 323.2.30 S3

EN 60068-2-45

HD 323.2.52 S1¥

HD 323.2.58 S1

EN 60551

5) HD 323.2.17 S4 is superseded by EN QS-ZJ 7:1994, which is based on |[EC 68-2-17:1994.
e

6) EN 60068-2-21 includes corrigendum
7) EN 60068-2-29 includes corrigendum to

-2-29,

mber 1991 + A1:1985 to IEC 68-2-21.

8) HD 323.2.52 S1 is superseded by EN 60068@:1996, which is based on |IEC 68-2-52:1996.

\
%,

1987

1990

1988

1997

1997
1997

1983

1993

1988

1992

1987

1891

1992



Pubilication
IEC 617

IEC 651
A1

IEC 695-2-2

IEC 695-2-4/0

IEC 695-2-4/1

1SO 3

1SO 497

1ISO 1000

<
[
o
=4

series

1979
1993

1991

1991

1991

1973

1973

1992

Title

Graphical symbols for diagrams
Sound level meters

Fire hazard testing

Part 2: Test methods

Section 2: Needle-flame test

Section 4/sheet 0: Diffusion type and
premixed type flame test methods

Section 4/sheet 1: 1 kW nominal pre-mixed
test flame and guidance

Preferred numbers - Series of preferred
numbers

Guide to the choice of series of preferred
numbers and of series containing more
rounded values of preferred numbers

Sl units and recommendations for the use
of their multiples and of certain other units

Page b

EN 61007:1997

EN 60651
A1l

EN 60695-2-2

EN 60695-2-4/0

EN 60695-2-4/1

<
4]
[}
®

1994
1994

1994

1993

1993
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Numéros des publications
Depuis\le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont érotées & partir de 60000.

Pub@ums consolidées

Les versi onsolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, méros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respe ement la publication de base, la
publication de @ corporant 'amendement 1, et la
publication de base orporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présépnte)publication

Le contenu technique des
constamment revu par la C
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a | 2& de reconfir-
mation de la publication sont di§ponibles dans le
Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs a des questi‘q“ étude et
des travaux en cours entrepris par le comité t;hnique

tions de la CEIl est
n qu'il reflete I'état

qui a établi cette publication, ainsi que | des
publications établies, se trouvent dans les doctments ci-
dessous:

e «Site web» de la CEI*

e Catalogue des publications de la CEIl
Publié annuellement et mis a jour
régulierement
(Catalogue en ligne)*

¢ Bulletin de la CEI
Disponible a la fois au «site web» de la CEI*
et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera & la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage général approuvés par la CEl, le
lecteur consultera ta CEl 60027: Symboles littéraux a
utifiser en électrotechnique, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

/CQL
s
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Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that
the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation
of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical
committee which has prepared this publication, as well
as the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

IEC web site*

Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

1IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and

@s a printed periodical

Terminelogy, graphical and letter
sym

For gene inology, readers are referred to
1EC 60050: #iterpational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical s;% and letter symbols and signs
approved by the ¥EC Jor general use, readers are
referred to publicati C 60027: Letter symbols to
be used in electrical /ogy, \EC 60417: Graphical

symbols for use on ent. Index, survey and
compilation of the sin, eefs and |EC 60617:

Graphical symbols for affagr.@,

See web site address on title pagg’.

L]

e Catalogue of IEC publications
*

*

*

0
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TRANSFORMATEURS ET INDUCTANCES
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
. ET DE TELECOMMUNICATIONS —

{S} METHODES DE MESURE ET PROCEDURES D’ESSAIS

AVANT-PROPOS

ion Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
ble des comités électrotechniques nationaux {Comités nationaux de la CEl). La CEl a
pour objet de favaosiser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de {'él -@e et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Le oration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé paé{? traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et

!

sati

composée defe

non gouvernementales’, iaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEl collabore
étroitement avec {'Orga irx‘? Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux orga i

@ns
Les décisions ou accords offisi€ls de ia CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les

comités d'études ol sont représ tous les Comités nationaux s'intéressant a ces questions, expriment
dans la plus grande mesure pos n accord international sur les sujets examinés.
Ces décisions constituent des reco ndations internationales publiées sous forme de normes, de

rapports techniques ou de guides e I%comme telles par les Comités nationaux.

Dans le but d'encourager [I'unificatio ationale, les Comités nationaux de la CEl s’engagent
a appliquer de fagon transparente, dans @l a mesure possible, les Normes internationales de la CEI
dans leurs normes nationales et régionalesAwtg divergence entre la norme de la CEl et la norme
nationale ou régionale correspondante doit ét ewquée en termes clairs dans cette derniére.

o

Norme internationale CEl 1007 a été ét par le comité d’études 51 de la CEl:

Composants magnétiques et ferrites.

Cette deuxieme édition annule et remplace la préﬁ? edition parue en 1990 ainsi que les
amendements 1 et 2 (1993) et constitue une révision &\ique.

Le

texte de la présente norme est issu de la premiére édl@ e la CEl 1007, des amende-

ments 1, 2 et des documents suivants:

Le

DIS Rapport de vot

51(BC)309 51(BC)312

rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute info tion sur le vote

ayant abouti a I'approbation de cette norme. @

§
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

N ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION EQUIPMENT -
* MEASURING METHODS AND TEST PROCEDURES

®
o

O FOREWORD

1) The IEC (InternaQ

comprising all natio
promote international®c

)\ TRANSFORMERS AND INDUCTORS FOR USE

lectrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
trotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
eration on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this nd in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.
Their preparation is en to technical committees; any IEC National Committee interested in
the subject dealt with m rticipate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizati aising with the IEC also participate in this preparation. The IEC
collaborates closely with the Interpational Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreemj

&ween the two organizations.

2) The formal decisions or agreements‘of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the National Committees havi pecial interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of on on the subjects dealt with.

3) They have the form of recommendations for j national use published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted b ﬁ'onal Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, |E nal Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum exten ible in their national and regional standards. Any
divergence between the |IEC Standard and the corre&adipg national or regional standard shall be clearly

indicated in the latter. /

International Standard IEC 1007 has been prep@by IEC technical committee 51:
Magnetic components and ferrite materials.

This second edition cancels and replaces the first editi lished in 1990, and amend-
ments 1 and 2 (published in 1993), and constitutes a techn vision.

The text of this standard is based on the first edition of IEC @4 amendments 1 and 2

and the following documents:
DIS Report on voting i/@

51(C0)309 51(C0)312 O/

Full information on the voting for the approval of this standard can be foungﬂe report

on voting indicated in the above table. @
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TRANSFORMATEURS ET INDUCTANCES
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
ET DE TELECOMMUNICATIONS -
METHODES DE MESURE ET PROCEDURES D’ESSAIS

3
@)&ine d’application

La pré e norme décrit les méthodes de mesures et les procédures d'essais pour les

composants, articulier ceux qui entrent dans le cadre de I'assurance de la qualité des
composants él niques du systéme CEl (IECQ).

2 Références noo@ives

Les documents normaty§uivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est fait nstituent des dispositions valables pour la CEl 1007. Au
moment de la publication, leg éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document
normatif est sujet a révision @s parties prenantes aux accords fondés sur la CEl 1007
sont invitées a rechercher la”possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des
documents normatifs indiqués 0@95 Les membres de la CEI et de I''SO possédent le
registre des Normes internationale vigueur.

CEl 27, Symboles littéraux a utiliser en Astsotechnique
CE!l 44-4: 1980, Transformateurs de mes@ Quatrieme partie: Mesure des décharges
partielles é

CEI 50, Vocabulaire Electrotechnique Internatio El)

CEl 68-1: 1988, Essais d’environnement — Premiére ; : Généralités et guide
Amendement 1 (1992) ®

CEl| 68-2: Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essdi

CEIl 68-2-1: 1990, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: ( is — Essais A: Froid

Amendement 1 (1993) O,

CEl 68-2-2: 1974, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essaiséssais B: Chaleur
séche
Amendement 1 (1993)

CEl 68-2-3: 1969, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — EQ fa: Essai
continu de chaleur humide

CEl 68-2-6: 1982, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Fc s&ide:
Vibrations (sinusoidales)
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TRANSFORMERS AND INDUCTORS FOR USE
IN ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION EQUIPMENT —
)\ MEASURING METHODS AND TEST PROCEDURES
2.

7
1 Sco(pSJOI

This standarc@scribes measuring methods and test procedures for inductors and trans-
formers for use@electronic and telecommunication equipment that may be involved in
any specification @such components, in particular those forming part of the IEC Quality
Assessment Syste )glectronic Components (IECQ scheme).

2 Normative refe renceso

The following normative docu?fts contain provisions which, through reference in this

text, constitute provisions of | @07. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All normative documents_are subject to revision, and parties to agreements
based on |IEC 1007 are encourag@o investigate the possibility of applying the most
recent editions of the normative doCumegnts indicated below. Members of IEC and ISO
maintain registers of currently valid In ional Standards.

IEC 27: Letter symbols to be used in electricahehaology

IEC 44-4: 1980, Instrument transformers — Part surement of partial discharges

IEC 50, International Electrotechnical Vocabulary (1£v0

IEC 68-1: 1988, Environmental testing ~ Part 1: General a%ance
Amendment 1 (1992) ®

IEC 68-2: Environmental testing — Part 2: Tests ’ Q

IEC 68-2-1: 1990, Environmental testing — Part 2: Tests — Tests A: C(lé

Amendment 1 (1993) O,

IEC 68-2-2: 1974, Environmental testing — Part 2: Tests — Tests B: Dry heaté
Amendment 1 (1993)

IEC 68-2-3: 1969, Environmental testing -~ Part 2: Tests — Test Ca: Damp hea@fdy
state

IEC 68-2-6: 1982, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc and guidance: Vibratisp
(sinusoidal)
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CEIl 68-2-7: 1983, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Ga et guide:
Accélération constante
Amendement 1 (1986)

| 68-2-10: 1988, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai J et guide:
isissures

7

0&8-2-13: 1983, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai M: Basse

pressO;tmosphe’rique

CEl 68 . 1984, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai N:
Variations{dedtempérature

Amendement 1 (1986)

CEl 68-2-17: , Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Q:

Etanchéité
Amendement 4 (19

CEIl 68-2-20: 1979, Esﬁ/’énvironnemem‘ — Deuxiéme partie: Essais — Essai T: Soudure
Amendement 2 (1989)

CEIl 68-2-21: 1983, Essais d'@onnement — Deuxieme partie: Essais — Essai U: Robus-
tesse des sorties et des dispositi

ifs de fixation
Amendement 2 (1991), Amende (1992)

CEl 68-2-27: 1987, Essais d’enviro ent — Deuxiéme partie: Essais — Essai Ea et
guide: Chocs

4

CEl 68-2-29: 1987, Essais d'environnem@ Deuxiéme partie: Essais — Essai Eb et
guide: Secousses %

CEIl 68-2-30: 1980, Essais d’environnement -iéme partie: Essais — Essai Db et

guide: Essai cyclique de chaleur humide (cycle de @12 heures)
Amendement 1 (1985)

2

CEIl 68-2-42: 1982, Essais d’environnement — Deuxieme @;E Essais — Essai Kc: Essai a
I'anhydride sulfureux pour contacts et connexions

CEl 68-2-45: 1980, Essais d’environnement — Deuxieme pa(&Essais — Essai XA et
guide: Immersion dans les solvants de nettoyage ;

CEl 68-2-52: 1984, Essais d'environnement — Deuxiéme partie: ﬁis — Essai Kb:
Brouillard salin, essai cyclique (solution de chlorure de sodium) :

CEl 68-2-58: 1989, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais ssai Td:
Soudabilité, résistance de la métallisation a la dissolution et résistance a leur de
soudage des composants pour montage en surface (CMS)

CEIl 270: 1981, Mesure des décharges partielles 0
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IEC 68-2-7: 1983, Environmental testing - Part 2: Tests — Test Ga and guidance: Accel-
eration, steady state
Amendment 1 (1986)

-2-10: 1988, Environmental testing — Part 2: Tests — Test J and guidance: Mould
7
IEC 68-&: 1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test M: Low air pressure

04

IEC 68-2-14: , Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature

Amendment 1 (@E

IEC 68-2-17: 1978, EAVigonmental testing — Part 2: Tests — Test Q: Sealing

Amendment 4 (1991) ®

IEC 68-2-20: 1979, Environnét( testing — Part 2: Tests — Test T: Soldering
Amendment 2 (1989) 0

gro

3

IEC 68-2-21: 1983, Environmental g — Part 2: Tests — Test U: Robustness of termin-
ations and integral mounting devices
Amendment 2 (1991), Amendment 3 (

IEC 68-2-27: 1987, Environmental testing 52: Tests — Test Ea and guidance: Shock
*

4

IEC 68-2-29: 1987, Environmental testing — Part €. ;sts — Test Eb and guidance: Bump

IEC 68-2-30: 1980, Environmental testing — Part 2: T Test Db and guidance: Damp
heat, cyclic (12 + 12-hour cycle) @ »
Amendment 1 (1985)

IEC 68-2-42: 1982, Environmental testing — Part 2: Tests — T c: Sulphur dioxide test
for contacts and connections V)

IEC 68-2-45: 1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test XA uidance: Immer-
sion in cleaning solvents :

IEC 68-2-52: 1984, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Kb: Sa ist, cyclic
(sodium chloride solution) :

IEC 68-2-58: 1989, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Td: Sold
resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of Surface
Devices (SMD)

IEC 270: 1981, Partial discharge measurements 0
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CEl 367-1: 1982, Noyaux pour bobines d’inductance et transformateurs destinés aux
télécommunications — Premiére partie: Méthodes de mesure
Amendement 1 (1984), Amendement 2 (1992)

| 651: 1987, Détermination des niveaux de bruit des transformateurs et des bobines
‘nguctance

0&1 7, Symboles graphiques pour schémas

CEIl %79, Sonomeétres

Amend nt 1 (1993)

Q

CEl 695-2, éais relatifs aux risques du feu — Deuxiéme partie: Méthodes d’essai

CEl 695-2-2: @Essais relatifs aux risques du feu — Deuxiéme partie: Méthodes d’essai
— Section 2: Essa@brﬁleur-aiguil/e

CEl 695-2-4/0: 19915 ?&ais relatifs aux risques du feu — Deuxiéme partie: Méthodes
d’essai — Section 4/Fe iII?O? Méthodes d’essai a la flamme de type & diffusion et de type
a prémélange

CEl 695-2-4/1: 1991, Essai?atifs aux risques du feu — Deuxiéme partie: Méthodes
d’essai — Section 4/Feuille 1: amfe d’essai a prémélange de 1 kW nominal et guide

ISO 3: 1973, Nombres normaux — S%de nombres normaux

1ISO 497: 1973, Guide pour le choix deséﬁ' de nombres normaux et des séries compor-
tant des valeurs plus arrondies de nombm@maux

ISO 1000: 1992, Unités SI et recommanda pour I'emploi de leurs multiples et de

certaines autres unités :
3 Terminologie @:

Dans le cadre de la présente norme, les définitions suiv@s sont applicables en plus de
celles qui sont prévues par la CE! 50: /\

3.1 composant: Un transformateur ou une inductance. ;/

Q

3.2  tension de créte: Tension maximale instantanée définie e composant dans

les conditions de fonctionnement. 5

3.3  paramétres de la forme d’impulsion {voir figure 1) }
a) amplitude de créte de I'impulsion, U,,: Valeur maximale de la co extrapolée
au sommet de l'impulsion excluant toute pointe ou chute initiale aya e durée

inférieure a 10 % de la durée de I'impulsion.

b) durée de P'impulsion, t: Intervalle de temps entre le premier et le dernieg ipstant
auquel 'amplitude de I'impulsion atteint 50 % de I'amplitude de créte de I'impulsion.
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IEC 367-1: 1982, Cores for inductors and transformers for telecommunications — Part 1:
Measuring methods
Amendment 1 (1984), Amendment 2 (1992)

IE 51 1987, Determination of transformer and reactor sound levels
7

IEC 61 raphical symbols for diagrams

IEC 651: 19 und level meters
Amendment 1 )

IEC 695-2: Fire haéa testing — Part 2: Test methods

IEC 695-2-2: 1991, Fir ard testing — Part 2: Test methods — Section 2: Needle-flame
test

IEC 695-2-4/0: 1991, Fire ;éfgrd‘testing - Part 2: Test methods — Section 4/Sheet 0:
Diffusion type and pre-mixed ty%ame test methods

IEC 695-2-4/1: 1991, Fire hazard @ng — Part 2: Test methods — Section 4/Sheet 1:
1 kW nominal pre-mixed test flame an%ance

ISO 3: 1973, Preferred numbers — Series of ferred numbers

ISO 497: 1973, Guide to the choice of series A)réferred numbers and of series contain-
ing more rounded values of preferred numbers ®

ISO 1000: 1992, S/ units and recommendations foréose of their multiples and of certain

other units 0
3 Terminology %

For the purpose of this standard the following definitions ar@ig\l addition to those of
IEC 50:

3.1 component: A transformer or an inductor. 6

3.2 peak working voltage: The maximum instantaneous voltage for @ﬁ the winding
insulation is rated under working circuit conditions.

3.3  pulse waveform parameters (see figure 1) sA
a) peak pulse amplitude, U,,: The maximum value of an extrapolated smo utve
through the top of the pulse, excluding any initial “spike" or "overshoot", the duratiofi o
which is less than 10 % of the pulse duration.
b) pulse duration, ty: The time interval between the first and last instants at which I@

pulse amplitude equals 50 % of the peak pulse amplitude.





